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摘要(译)

时间分辨荧光免疫分析中检测洗涤残留干扰的一种方法，属于时间分辨
荧光免疫分析技术领域。本发明方法采用如下工作步骤：1.在铕离子标
记的TRFIA试剂中的标记物中添加一定量的钐离子；2.在微孔板上进行的
TRFIA分析过程中通过洗涤去除未结合的铕标记物，同时也清洗钐离
子；3.洗涤结束后加增强液，5分钟后检测，用可进行双波长测量的时间
分辨荧光仪(DELFIA1235、DELFIA1420等型号仪器)分别测定每一孔的
铕离子和钐离子的荧光强度cps，计算钐离子的残留量，如果大于设定的
残留比例，则判定有洗涤残留的干扰。本方法可有效的发现TRFIA中由
于洗涤残留造成的干扰，避免一些由于操作失误造成的假阳性或假阴
性。
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